Szyld krétki HEWI (Technologia R) H EWI
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Podobne zdjecie Wymiary w mm

Wiasciwosci

Szyld krotki

krotkie krzywki, w technologii R z poliamidu barwionego na catej powierzchni, powierzchnia na wysoki potysk, do
klamki o $rednicy szyjki 21,3 mm

podbudowa szyldu z konstrukcji kompozytowej z tworzywa sztucznego/stali szlachetnej, stosowane dla DIN z
lewej i DIN z prawej. Ukryte, odporne na odkrecenie potaczenie srubowe z kombinacjg Srub M4 i tulei
gwintowanych oraz czopy oporowe wpuszczone w skrzydto drzwi.

Ostona szyldu 46 x 168 mm, wysokos¢ 10,5 mm, grubos¢ Scianki 1,5 mm.

Dostawa bez $rub

Kolory | Powierzchnie

[ 199 (czysta biel)
I °0 (czerri jetowa)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 14.04.2025
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